Karta (sylabus) modutu/przedmiotu
Mechanika i Budowa Maszyn
Studia drugiego stopnia

Przedmiot: Symulacje procesow przetworstwa
Rodzaj przedmiotu: Obieralny

Kod przedmiotu: MBM2S5224-2 1
Rok: I

Semestr: 2

Forma studiow: Studia stacjonarne
Rodzaj zajec i liczba godzin w semestrze: 30

Wykfad 15

Cwiczenia -

Laboratorium 15

Projekt -

Liczba punktéw ECTS: 2

Sposéb zaliczenia: Zaliczenie

Jezyk wykladowy: Jezyk polski

Cel przedmiotu

C1

Zdobycie wiedzy i umiejetnosci praktycznych z zakresu modelowania i symulacji nume-
rycznych proceséw przetwérstwa tworzyw polimerowych. Poznanie mozliwosci obliczenio-
wych wybranych programéw komputerowych stuzgcych do analizy numerycznej niektorych
procesOw przetwoérczych, zapoznanie sie z ich dziataniem i podstawami uzytkowania.

C2

Opanowanie metodyki postepowania podczas przygotowywania modeli numerycznych oraz
przeprowadzania symulacji oraz zdobycie umiejetnosci analizy i poprawnej interpretacji
otrzymanych wynikéw.

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji

Student powinien posiada¢ podstawowg wiedze, umiejetnosci i kompetencje w zakresie pod-

1 staw informatyki i technik informacyjno-komunikacyjnych.
Efekty ksztatcenia
W zakresie wiedzy:
EK1 Student ma rozszerzong wiedze w zakresie zastosowan informatyki w mechanice i budowie
maszyn.
Student ma rozszerzong wiedze w zakresie analizy i syntezy uktadoéw kinematycznych, teorii
EK2 | maszyn oraz modelowania wspomagajgcego projektowanie maszyn i proceséw technologicz-
nych.
W zakresie umiejetnosci:
EK3 Student potrafi dobra¢ materialy do wytwarzania elementéw maszyn z zastosowaniem metod
komputerowego wspomagania projektowania materiatowego.
EK4 Student potrafi postugiwa¢ sie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi
przy rozwigzywaniu zadan inzynierskich z zakresu konstrukcji i technologii maszyn.
W zakresie kompetenciji spotecznych:
Student ma $wiadomos$¢ pozatechnicznych, w tym ekonomicznych, skutkéw dziatalnosci inzy-
EKS5 | niera mechanika oraz jej wptywu na srodowisko, co ksztattuje duze poczucie odpowiedzialnosci
za podejmowane decyzje.
Tresci programowe przedmiotu
Forma zajeé¢ — wyklady
Tresci programowe
Wi Zagadnienia wstepne i pojecia podstawowe zwigzane z symulacjami numerycznymi i mode-
lowaniem procesow przetwdrczych.
W2 Przeglad programéw komputerowych majgcych zastosowanie do modelowania proceséw
przetworstwa tworzyw.
W3 | Podstawy tworzenia modelu numerycznego wypraski wtryskowej i uktadu wlewowego.




w4

Podstawy tworzenia modelu numerycznego formy witryskowej, bazy czesci i podzespotow

W5 | znormalizowanych.
W6 | Podstawy przygotowywania symulacji proceséw przetwoérczych, metodyka ustalania warun-
W7 | kéw brzegowych.
W8 | Wiryskiwanie: modelowanie i symulacja przeptywu tworzywa w gniezdzie formujgcym formy
W9 | wtryskowej
W10 | Wiryskiwanie: modelowanie i symulacja ochtadzania wypraski wtryskowej
W11
W12 | Wiryskiwanie: modelowanie i symulacja deformacji wypraski i skurczu przetwérczego
W13
W14 | Wytlaczanie: modelowanie i symulacja przeptywu tworzywa w ukfadzie uplastyczniajgcym
W15 | wyttaczarki
Forma zaje¢ — laboratoria
Tresci programowe
L1 Zajecia wprowadzajgce: zasady prowadzenia zaje¢ i zaliczenia przedmiotu, harmonogram
zajec laboratoryjnych, podziat na podgrupy.
L2 | Podstawy pracy z wybranym programem do symulacji procesu wtryskiwania.
L3 Tworzenie modelu numerycznego wypraski wtryskowej. Tworzenie modelu numerycznego
ukfadu wlewowego.
L4 Dobér warunkéw poczagtkowych do wykonania symulacji zjawisk zachodzacych podczas pro-
cesu wtryskiwania.
L5 | Symulacja przeptywu tworzywa w gniezdzie formujgcym formy wtryskowe;.
L6 | Symulacja ochtadzania wypraski wtryskowe;.
L7 | Symulacja deformacji wypraski i skurczu przetwoérczego.
L8 | Zajecia zaliczeniowe: wystawianie ocen koncowych, wpisy do indeksu.
Metody dydaktyczne
Wyktad: wyktad informacyjny (jako podstawowa z metod podajgcych) uzupetniony meto-
1 |dami eksponujgcymi oraz metodami programowymi z uzyciem komputera i technik multi-
medialnych.
Laboratorium: ¢wiczenia laboratoryjne z zastosowaniem komputerowych narzedzi do sy-
2 mulacji numerycznej (jako wilasciwe z metod praktycznych), uzupetnione pogadankg, z
elementami metod problemowych z grupy aktywizujgcych, skutkujgcych praktycznym dzia-
taniem studentow.
Obciazenie praca studenta
Forma aktywnosci Srednia liczba godzin na zrealizowanie
aktywnosci
Godziny kontaktowe z wyktadowca, w tym: 32
Udziat w wykfadach 15
Udziat w laboratoriach 15
Konsultacje 2
Praca wlasna studenta, w tym: 18
Przygotowanie do wyktadéw 8
Przygotowanie do laboratorium 10
taczny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przed- >
miotu:
Liczba punktow ECTS w ramach zajec
o charakterze praktycznym (¢éwiczenia, laborato- 1
ria, projekty)

Literatura podstawowa

1 Miecielica M., Wisniewski W.: Komputerowe wspomaganie projektowania procesoéw technolo-
gicznych w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Literatura uzupetniajgca
2 Podrecznik uzytkownika wybranego oprogramowania do symulacji proceséw przetworstwa
(wersja elektroniczna udostepniana przez Katedre PP).




3 Dostepne w Katedrze PP czasopisma o tematyce zwigzanej z przetwérstwem tworzyw i mode-

lowaniem zjawisk zachodzgcych podczas ich przetwérstwa (np. TS Raport).

Macierz efektow ksztatcenia

Odniesienie
danego efektu
ksztatcenia do - .
niowanych dla 9 y y
catego progra-
mu (PEK)
EK1 MBM2A_W06 [Cc1, C2] ['/['/L72++'/£]5] [, 2] [01, 02, 03]
EK2 MBM2A_W10 [Cc1, C2] ['/['/L72++'/£]5] [, 2] [01, 02, 03]
W1 +W15]
EK3 MBM2A U10 [C1, C2] L2+ L8] [1, 2] [01, 02, 03]
EK4 MBM2A_U18 [Cc1, C2] ['/['/L72++'/£]5] [, 2] [01, 02, 03]
EK5 MBM2A K02 [C1, C2] W1, W2j [1, 2] [01, 02, 03]
Metody i kryteria oceny
Symbol
metody Opis metody oceny Prég zaliczeniowy
oceny
01 Zaliczenie pisemne z wyktadéw 50%
02 S?;?g:ﬂan ustny z przygotowania do ¢wiczen laborato- 50%
Prezentacja multimedialna z wybranego zakresu tresci
o3 programowych przedstawionych podczas realizacji ¢wi- 100%
czen laboratoryjnych
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